Magyar Kémikusok Egyesiilete Csongrad Megyei
Csoportja és a Magyar Kémikusok Egyesiilete
rendezvénye

XXXVI.
KEMIAI ELOADOI NAPOK

Program és eléadds-osszefoglalok

Szegedi Akadémiai Bizottsag Székhaza
Szeged, 2013. oktéber 28-30.



Szerkesztették:

Endrodi Baldzs
SZTE TTIK Fizikai Kémiai és Anyagtudomanyi Tanszék

Laufer Noémi

ISBN 978-963-315-145-7



. oktéber 30. szerda, déleliit
Helyszin: Szegedi Akadémiai Bizottsdg Székhaza, 110. terem

09.30

08.15

08.30

08.45

09.00

09.135

09.30

10.00

112.00

10.15

10.45

Analitikai kémia II1.
Elnok: Di. Galbacs Gabor

Mikrohullami mintaeldkészités vizsgalata ndvényi élelmiszermintak
elemtartalom vizsgdlatdhoz
Andrasi David (DE)

Funkcionalizalt szilika aerogélek eldéllitdisa és fémionmegkdté
képességének vizsgalata
Bereczki Helga Fruzsina (DE)

Ginkgo biloba kivonatok vér-agy gét specifikus permeabilitasi
profiljanak vizsgalata PAMPA-BBB/ LC-MS segitségével
Rendes Kata (BME)

Nehézfémtartalom meghatdrozasi modszer fejlesztése szennyviziszapok
mindségénck vizsgalatdhoz

Gulyvas Gabor (PE)

Nanoszolok méreteloszidsdnak vizsgalata SP-ICP-MS médszerrel
Kalomiste lidiké (SZTE)

PDMS elasztomer lézer ablacids jellemzdinek vizsgélata
Meizinger Aniké (SZTE)

Kavésziinet

Fizikai kémia Il
Elnék: Dr. Kortvélyvesi Tamds

Szerves tiolok oxidacidja dioxigénnel organokatalizitor jelenléiében
Bagi Narcisz Maria (PE)

A peroxomonoszulféi-ion reakcidinak kinetikdja és mechanizmusa N-
heteroaromis ligandumokkal és vas(IT)-komplexeikkel
Bellér Gabor (DE)

Izoniazid oxidicioja permangandtionnal
Bogdandi Virag (DE)
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NANOSZOLOK MERETELOSZLASANAK VIZSGALATA SP-ICP-
MS MODSZERREL

Kalomista I1diké, Metzinger Aniké, Galbdes Gibor

Szegedi Tudomdnyegyetem, Szervetlen és Anafitikai Kémia Tanszék
€720 Szeged, Dom tér 7., e-mail: galbx@chem.u-szeged.hu

Bevezetés

Nanorészecskék karakterizdlasa éltaldban w8bb egviittes madszer alkalmazasat
igényli [1,2]. Az 1in. Single Particle Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy {SP-
ICP-MS) @nmagdban alkalmazhatd modszer erre a célra az ICP-MS attogramm
nagvsagrendil abszollt kimutatdsi hatarait kihaszndlva. lgy egyidejlleg alkalmas a
nanorészecskék méreteloszlasanak, koncentraciojanak és Bsszetételének meghatdrozasira.
[3] Folyadék fézisban diszpergealt részecskék kozvetleniil mérhetok az optimalizalt
paraméterek alkalmazasa mellett. Az ultramikroszképids mddszerekkel szemben jelentosen
nagyobb a mérések statisztikai megbizhatésdga, mivel a részecskeméret eloszlas t8bb

tizezer részecske detektaldsabol kerill megaliapitasra.
Felhasznalt anyagok és modszerek

A mérésekhez hasznalt miiszer tipusa Agilent Technologies 7700 Series ICP-MS. az
autosampler tipusa Agilent I-4S, a Millipore MilliQ vizzel készitett mintdkat perisztaltikus
pumpaval juttattuk be (200 uL/min), a beporlaszidshoz Micro Mist tipusii porlasztot
alkalmazeunk. A kisérietek sordn TRA mérési tizemmaodot alkalmaztunk és valtoztattuk az
integraciés idot ("dwell time" vagy “integration time") valamint a nanoszolok
szamkoncentraciajat. A teljes mérési ido 100 illerve 200 s volt.

A Ted Pella Inc. (USA) PELCO R NanoXact széridja, 20, 40 illetve 80 nm-es,
tanninsavval stabilizalt arany nanorészecske szolokat hasznaltunk standardként. A mintak
elkészitésére A jelll lombikokat, mikropipettdt és ultrahangos razatast alkalmazunk. Az

eredményeket Origin 8.6 szoftver segitségével dolgoztuk fel.
Eredmények
A hdtéridl és a részecskékidl szdrmazo jelek eloszldsa

Olesik [4] altal leirt médon a viz és az arany oldat hisztogramjara Poisson eloszias,
mig a nanorészecskéket tartalmaz6 minta hisztogramjara lognormalis gdrbe illeszkedik

Meérési paraméterek optimalizaldsa

Az optimalisan megvilasztott integracios idbegység alatt egy darab nanorészecske
1ép be és az ebbdl kepzdddtt ionfelnd keriil detektilasra. Ha a mérendd komponens
koncentraciéja az optimalis érték alatt van, akkor a nanorészecskéktol szarmazo jelek felett
a hauér jele fog domindlni. A mérés ideje alatt kicsi annak a valésziniisége, hogy részecske
srkezik a detektorba, melynek érzékenysége mar nem elegendd ezek kimutatsira. Az
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